Вторник 6 июня







Утро 10.00 – 14.00
Открытие конференции

Вступительное слово:

Н.А.Киселев 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ

	Н.А.Киселев 

Дж.Хатчинсон

Л.Н.Демьянец

О.М.Жигалина

А.С.Кумсков

Р.М.Закалюкин

А.А.Елисеев

М.В.Чернышева

Б.Фрайтаг

А.В.Крестинин
	Структура одномерных кристаллов, выращенных во внутреннем канале одностенных углеродных нанотрубок
	20 мин

	M. A. van der Stam

P. Tiemeijer

B. Freitag

R. Erni

M. Stekelenburg

D. Hubert

S. Kujawa
	Design Advances and New Results of a sub-Angstrom Dedicated Corrector S/TEM

	20 мин

	Ю.А.Касумов       И.И.Ходос   В.Н.Матвеев          

В.Т. Волков         

А.Ю. Касумов В.И.Левашов
	Применение РЭМ и ПЭМ для изготовления образцов с индивидуальными одностенными углеродными нанотрубками в щели между металлическими контактами
	20 мин

	В.Д.Бланк

Б.А.Кульницкий

И.А.Пережогин

Д.В.Батов

Е.В.Поляков
	Разветвленные углерод-азотные нанотрубки: формирование и исследование
	20 мин

	Н.А. Киселев           

А.В. Крестинин      

А.В. Раевский        

О.М. Жигалина       

Г.И. Зверева           

М.В. Кислов           

В.В. Артемов         

Ю.В. Григорьев       

Дж. Хатчисон
	Новый тип углеродных нанотрубок/нановолокон
	20 мин

	А.К. Гутаковский 

И.В. Сабинина    

Ю.Г. Сидоров      

А.В. Латышев
	Применение ВРЭМ и АСМ для изучения механизмов дефектообразования в пленках CdxHg1-хTe, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии
	20 мин

	А.С.Аронин

Г.Е.Абросимова

С.В.Добаткин

Д.В.Матвеев

О.Г.Рыбченко
	Структурное исследование процессов нанокристаллизации аморфных сплавов под действием деформации
	20 мин

	Н.И.Боргардт

М.Зайбт

К.Тиль
	Исследование атомарной структуры аморфного кремния и германия вблизи границы с кристаллом кремния методами ВРЭМ
	20 мин

	C.W.Hagen

W.F. van Dorp

B. van Someren

P.Kruit

P.A.Crozier
	Single-digit nanometer fabrication in an environmental stem
	20 мин
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Среда 7 июня







Утро 10.00 – 14.00
	В.В.Казьмирук

Ю.Г.Салтановский

Е.Б.Якимов

А.А.Шах

В.М.Чернятович

	Интернет-технологии и микроскопия. Решения и проблемы
	20 мин

	А.С.Авилов
	Новые перспективы электронографии в изучении наноматериалов


	20 мин

	С.К.Максимов
	Анализ закономерностей составных электронограмм на примере нестехиометрического Ca1-xLaxF2+x
	20 мин

	
	
	

	Е.В.Ракова

Н.Д.Степина

В.Г.Жигалина

В.В.Клечковская

Л.А.Фейгин
	Нанокристаллы ZnS и CdS, выращенные на органическом ленгмюровском монослое
	20 мин

	В.Г.Бешенков
	Методы обработки оже-сигналов при количественной диагностике состава нанообъектов


	20 мин

	А.К.Гутаковский

А.Л.Чувилин

Se Ahn Song
	Применение высокоразрешающей электронной микроскопии для визуализации и количественных измерений полей деформации в гетеросистемах
	20 мин



	А.Чувилин

Ute Kaiser
J.Biskupek

C.Kübel

	Реализация и возможности Z-контраста в обычном просвчивающем микроскопе
	20 мин

	Ю.А.Новиков

А.В.Раков

П.А.Тодуа
	Формирование изображения в высоковольтном РЭМ в режиме сбора вторичных медленных электронов
	20 мин

	
	
	

	T.Grafe
	New features in EDX spectroscopy based on SDD detectors
	20 мин
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Четверг 8 июня







Утро 10.00 – 14.00

	А.П.Чукланов

С.А.Зиганшина

А.А.Бухараев
	Компьютерный анализ АСМ изображений наночастиц, сформированных на поверхности со сложной морфологией
	20 мин

	С.Н.Вдовичев

Б.А.Грибков

С.А.Гусев

В.Л.Миронов

Д.С.Никитушкин

А.А.Фраерман

В.Б.Шевцов


	О возможности наблюдения эффектов магнитной хиральной симметрии в наночастицах
	20 мин

	П.В.Кузнецов

В.Е.Панин

И.В.Петракова
	Динамика дефектов на поверхности монокристаллов цинка в области воздействия сосредоточенной нагрузки после термического отжига


	20 мин

	И.С.Лялько

В.М.Горяной

А.Ф.Дербенев

С.Ф.Зелев

И.Е.Машкин

Е.И.Северин

Ю.В.Шестаков

С.В.Щербак

В.Ф.Ковбасенко

Е.И.Краминский

Л.П.Пелешук

О.В.Мелешко

Н.К.Чайка


	Разработка специализированного прибора РЭМ-108, совмещающего режимы сварочной установки и РЭМ
	20 мин

	В.Ю.Колосов

Л.М.Веретенников

К.Л.Швамм
	Электронно-микроскопическое исследование внутреннего изгиба в кристаллах теллура, растущих в аморфных пленках Sb-Te
	20 мин

	А.Г.Багмут
	Структурная релаксация в тонкопленочных аморфных лазерных конденсатах Au-O

	20 мин

	А.В.Говорков

Н.Б.Смирнов

А.Я.Поляков

А.В.Марков

С.Дж.Пиртон


	Исследование методами растровой электронной микроскопии эпитаксиальных слоев GaN, выращенных на квазиподложках из нитрида галлия
	20 мин

	Ю.Я.Томашпольский

Л.Ф.Рыбакова

Н.В.Садовская

С.Г.Прутченко

С.Ю.Павлова

А.Н.Гордиенко


	Структурообразование в пленках ВТСП, получаемых из химических растворов: АСМ, РЭМ, РСМА, РФА
	20 мин
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          Вечер 16.00 – 18.00

	А.Ф.Быковский
	Структура зрелого вируса иммунодефицита человека (HJV-1)


	15 мин

	Е.В.Киселева 

К.Н.Морозова

Н.В.Губанова

Т.Д.Аллен


	Ядерная оболочка и ядерный матрикс: морфология и взаимодействие
	15 мин

	О.Г.Леонова

Ю.Ф.Ивлев

Б.П.Караджан

Ю.Л.Иванова

В.И.Попенко


	Исследование пространственной организации клеточного ядра методом трехмерной реконструкции
	15 мин

	Т.Г.Бархина
	Ультраструктурная дифференциальная диагностика бактериальных и вирусных инфекций


	15 мин

	Л.В.Диденко

Т.А.Смирнова

Н.Д.Константинова

Н.В.Алексеева

Ю.М.Романова

А.Л.Гинцбург


	Ультраструктурное изучение образования биопленок у Salmonella typhimurium
	15 мин

	Л.Е.Бакеева

В.Б.Сапрунова
	Ультраструктура митохондрий при апоптозе
	15 мин


Пятница 9 июня






Утро 10.00 – 14.00
	Г.И.Фатьянова
	Комплексный элементный анализ гетерофазных объектов


	20 мин

	Ю.М.Канагеева

Э.Ю.Бучин

С.П.Зимин

В.В.Лучинин

А.И.Максимов

В.А.Мошников

А.Ю.Савенко


	Изучение особенностей образования структуры пористого кремния
	20 мин

	В.В.Артемов

Ю.М.Иванов

А.Н.Поляков

М.Д.Зенкова

В.М.Каневский


	Исследование кристаллов CdZnTe и CdZnTeSe методами рентгеновского микроанализа и спектральной катодолюминесценции
	20 мин

	Е.И.Суворова

Г.М.Кузьмичева

А.В.Морозкин

Е.В.Жариков

Д.А.Лис

К.А.Субботин

Р.А.Buffat
	Поведение легирующей добавки церия в кристаллах NaLa(MoO4)2
	20 мин


О.М.Жигалина

Структура пленок (Ba0.7Sr0.3)TiO3,

       20 мин

К.А.Воротилов

нанесенных на диэлектрические

Д.Н.Хмеленин

подложки
А.С.Сигов

А.С.Кумсков

Закрытие конференции

